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Grupa katalogowa 1923

1. WSTEP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy s wyma-

gania i badania dotyczgce transoptordw przeznaczonych

do pracy w elektronicznych urzgdzeniach powszechnego
uzytku, profesjonalnych i urzadzeniach, w ktérych wyma-
ga sig zastosowania elementéw o wysokiej i bardzo wyso-
kiej jakosci.

1.2. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem niniej-

szego arkusza normy sg wymagania i badania wspdlne dla

calej grupy transoptordw.

1.3. Okreslenia - wg PN-84/T-01500/04 i
]‘-01515c

PN-78/

2. PODZIAL 1 OZNACZENIE

2.1. Podzial ze wzgledu na poziom jakoéci - wg PN-78/
T-01515.

2.2. Oznaczeniec - wg PN-78/T-01515 p. 2.2. Przyktad

oznaczenia - wg arkusza szczegdlowego.

3. WYMAGANIA

3.1. Wymiary - wg arkusza szczegdlowego.

3.2. Wykonanie - wg PN-78/T-01515 p. 3.2 oraz wg

arkusza szczegdtowego.

3.3. Cechowanic - wg PN-78/T-01515 p. 3.3 oraz wg

arkusza szczegdlowego.

3.4. Parametry clektryczne - wg PN-78T-01515 p. 3.4

oraz wg arkusza szczegdlowego.

3.5. Wymagania klimatyczne - wg PN-78/T-01515p.3.5.

3.6. Wymagania mechaniczne - wg PN-78/ T-01515 p. 3.6.

PN-78/

3.7. Wymdagania niezawodno$ciowe -  wg

T-01515 p. 3.7.

3.8. Wymagania dodatkowe - wg PN-78/T-01515 p. 3.8

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 1 TRANSPORT

4.1. Pakowanie - wg PN-78/T-01515 p. 4.1.

4.2. Przechowywanie - wg PN-78/T-01515 p. 4.2.

4.3. Transport - wg PN-78/T-01515 p. 4.3.

5. BADANIA

5.1. Program i rodzaje badan

5.1.1. Badania grupy A - wg PN-78/T-01515p. 5.1.1

oraz wg tabl, 1.

5.1.2. Badania grupy B

wg PN-78/T-01515 p. 5.1.2

oraz wg tabl. 2.

5.1.3. Badania grupy C - wg PN-78/T-01515 p. 5.1.3

oraz wg tabl. 3.

5.1.4. Badania grupy D - wg PN-78/T-01515 p. 5.1.4

oraz wg tabl. 4,

5.2. Pobieranie prébek - wg PN-78/T-01515 p. 5.2.

5.3. Opis badan ~ wg PN-78/T-01515 p. 5.3 oraz  wg

arkusza szczegdlowego.

5.4. Parametry konirolowane w badaniach grupy B, C,

D - wg tabl, 5.

5.5. Ocena wynikdw badain - wg PN-78/T-01515 p.5.4.

5.6. Dostawa elementdw po badaniach -

T-01515 p. 5.5.

wg PN-78/

6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NEGATYWNEGO
WYNIKU BADAN

6.1. Badania grupy A - wg PN-78/T-01515 p. 6.1.

6.2. Badania grupy B - wg PN-78/T-01515 p. 6.2.

6.3. Badania grupy C - wg PN-78/T-01515 p. 6.3.

©.4. Badania grupy D - wg PN-78/T-01515 p. 6.4.

KONIEC

.[nformaqe dodatkowe

Zgtoszona przez Instytut Technologii Elektronowej
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Tabhica 1. Badama crupv A
g ;

Piany 1+ warunki badan

Metoda
badania Poziom jakosct ! Poziom jakosci 11 Poziom jakosci 111 Poziom jakosci 1V Dane wg arkusza
Rodza) badania we ' szczegolovego
PN-78/ Poziom Warunk: Poziom Warunki Poziom Warunki Poziom Warunki
T-01315 kontro!i hadania kontroli badania kontroli badania kontrotli badania
i ALL wg i AQL wg 1 AQL wg 1 AQL _wg
1 2 K S 7 o & 8 9 10 11
Podgrupa Al
Sprawdzenie wymiardw (gidwnych))  3,3.2 1; 2,5 - 3 2,5 - iy 1.3 - 11; 1,0 s -
Sprawdzenie wykonania obudowy A
Sprawdzenie prawidiowosci ce- 3 3.0
chowania
Podgrupa A2
Sprawdzenie podstawowych para- Bede? ; 1,5 PN-83/ 11; 1,0 PN-83/ 11;0,65 PN-83/ 11; 0,4 PN-83/ parametry kontrolowane,
metrdw elektrycznych T-01504/00 T-01504/00 T-01504/00 T-01504/00| ich wartoéci graniczne i
Ul warunki pomiaru
IIR
IS
UOO
CTR
Uwaga: w zaleznosci od rodzaju
wyjécia transoptora nale’y
sprawdzaé odpowiednie parame-
try
Podgrupa A3
Sprawdzenie drugorzednych pa- 5.3.7 [; 2,5 PN-83/ I; 1,5 PN-83/ 3 19 PN-83/ ;4,0 PN-83/ parametry kontrolowane,
rametréw elektrycznych T-01504/00 T-01504/00 T-01504/00 T-01504/001 ich wartosci graniczne i
I warunki pomiaru
10
Podgrupa A4
Sprawdzenie parametréw elek- . By - - - - 1i 2,5 PN-83/ Iz 1.5 PN-83/ temperatura otoczenia,
trycznych w innych temperatu- T-01504/00 T-01504/00| wartoséci graniczne i wa-

rach niz normalna temperatura
otoczenia

runki pomiaru

gV
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Tablica 2. Badania grupy B

Plany i warunki badan

Metoda
Rodzaj badania mdaitia Pazicn: jakosel TH Fassin mRaer Y Dane wg arkusza szczegdlowego
' WQS/ Poziom Warunki Poziom Warunki
:r;N(;l?Sl_ kontroli badania kontroli badania
Bl GEW ¥, I AQL
1 2 3 & 5 6 7

Podgrupa Bl
Sprawdzenie wytrzymalodci mechanicznej wypro- Ssgedl | S=45 1,3 5-4; 1,0 rodzaj i szczegdlowe warunki badania, wartosci
wadzen obcigzen
Sprawdzenie szczelnosci BB ud metoda QI metoda Ql szczegdiowe warunki badania, czas regeneracji. wa-

wg PN-75/ wg PN-/3/ runki pomiardw 1 wartoéci graniczne kontrolowanych

E-04550/15 E-04550/15 parametrdw

czynnik pro- czynnik pro-

bierczy alko- bierczy alko-

hol etylowy hol etylowy
Podgrupa B2
Sprawdzenie lutownos$ci wyprowadzen 3.3.3a)| S-4; 1,5 S-4; 1,0 temperatura kapieli
Podgrupa B3
Sprawdzenie wytrzymatosci na spadki swobodne 5.3.17 | s-4; 1,5 | H = 500 mm S-4; 1,0 | H = 5300 mm polozenie elementu w czasie spadku, warunki pomiaru

i wartosci graniczne kontrolowanych parametrow
Podgrupa B4
Sprawdzenie wytrzymatosci na udary wielokrotne B 16 - - S-&3 1,0 390 m/52 sposdb mocowania korpusu lub wyprowadzen elementu,
1000x3 warunki pomiaru i wartosci graniczne kontrolowanych
parametrow
Podgrupa B5
Sprawdzenie wytrzymalo§ci na nagle zmiany tem- 5.3.12 S-43 1,5 TA = tst . =iy 1.0 TA % By e wartodci temperatury TA i TB-‘ warunki pomiaru i ward
peratury ) T - o _ g s tosci graniczne kontrolowanych parametréw
B = stg max B ~ tstg max

Podgrupa B6
Sprawdzenie odpornosci na narazenia elektryczne Seide & S5-43 1,0 100 h S-4; 0,65 100 h warunki obcigzenia, metoda badania, temperatura

badania, warunk: pomiaru i wartosci graniczne kon-
trolowanych parametrdw '

€C/9g~-Nd
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Tablica 3, Badama grupy C

Plany i warunki badan

Metoda Poziom jakosei 1 Poziom jakosci 1l Poziom jakosci I1I Poziom jakogci IV
badania
; : _ . _ Dane wg arkusza
Rodzaj badania wg Poziom Poziom Poziom Poziom N ——_—
PN-78/ kontroli | Warunki badania | kontroli Warunki badania kontroli | Warunki badania | kontroli Warunki badania B g
T-01515 | i AQL i AQL i AQL i AQL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Podgupa C1
Sprawdzenie wy- 3:0:21 1 5-43 2.5 S-4; 2,5 - " - - rodzaj i szczegdlowe
trzymaltosci mecha- warunki badania, war-
nicznej wyprowa- tos$ci obcigzen
dzen
Sprawdzenie Seds 2] metoda QL wg metoda QI wg - - = - szczegdtowe warunki
szczelnosci PN-75/ PN-75/ badania, czas regene-
E-04550/15 E-04530/15 racji, warunki pomiardw
czynnik probier- czynnik probier- i wartoéci graniczne
czy czy kontrolowanych parame-
alkohol etylowy alkohol etylowy tréw
Podgrupa C2 B S-4; 4,0 S-4; 2,5 S-4; 2,5 S-43 1455 warunki pomiaru i war-
; tosci graniczne kontro-
Sprawdzenie para- lowanveh parametrdw
metrow elektrycz- SRIRRED POs o
nych
UI
CTR
IIR
Ig
d ie od s i i i -
Spraw: i =311 tamb max tamb max Lamb max tamp max wa‘rﬂ}nkl A
pornosci na suche tosci graniczne kontro-
goraco lowanych parametrdéw
d ie od- e
Spraw: z‘emec') 5.3.9 ttl'ml) min lta'mb min tamb min Lymb min
pornosci na zimno
Podgrupa C3 )
Sprawdzenie masy | 5.3.4 masa wyrobu
Sprawdzenie trwa-| 5.3.6.2| S-4; 2,5 S S-43 1,5 % o - = -
todci cechowania
Sprawdzenie lutow-4 5.3.5a) temperatura kapieli

nosci wyprowadzen

10/0€-GL£8/98-Nd



cd. tabl., 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pogrupa C4
. - 2 2 . . _

Sprawdzenie wy- 5.3.20 | S-4; 2,5 19600 m/s2 S-4; 1,5 19 600 m/52 S-4; 1,5 19 600 m/s S-4; 1,0 19 600 m/s kierunki probiercze,

trzymatosci na sposéb mocowania kor-

przys$pieszenie pusu lub wyprowadzen

stale warunki pomiaru i war-
toéci graniczne kontro-
lowanych parametrdéw

’ 5 - 2 2 2 2

Sprawdzenie wy- o L 14 700 m/s 14 700 m/s 14 700 m/s 14 700 m/s

trzymaloéci na lub (245 m/s2 (245 m/s? (390 m/s2 (390 m/s?

udary pojedyncze =W 3x1000) 3x1000) 3 x1000) 3x1000)

(lub wielokrotne)

Sprawdzenie wy- 5. 3. 19 3h 3h 3h i

trzymaltosci na wi- lub (49 m/52 (49 m/s2 (49 m/52 (49 m/s2

bracje state {lub 5.3+ 18 10:500 Hz 10:500 Hz 10:200 Hz 10:2000 Hz

zmienne) 3 h) 3 h) 3h) 3 h)

Podgrupa C5

Sprawdzenie wy- Beds0 ) temperatura kapieli,

trzymaloséci na czas regeneracji, wa-

cieplo lutowania runki pomiaru i wartosci
graniczne kontrolowa-
nych parametréw

Sprawdzenie wy- Ny 12 S-4; 4,0 T =t _ S-43 2,5 I : S-4; 1,5 T =t ] S-4; 1,5 T =1 . warunki pomiardw i war-

trzymaltoéci na A g o A fitg wu A g T A e L to$ci graniczne kontro-

i = = = = = ] 3

nagle zmiany tem TB ts[g _— TB tstg — TB tstg max TB = t“g max owanych parametrdw

peratury

Sprawdzenie wy- W ) 4 doby 10 déb 21 déb 56 déb

trzymatosci na wil-

gotne goraco stale

Podgrupa C6

Sprawdzenie od- S 9 S-4; 2,5 1000 h S-4; 2,5 1000 h S-4; 1,5 1000 h S-4; 1,0 2500 h metoda badania, warun-

pornosci na nara- ku obcigzenia, tempe-

zenia elektryczne . ratura badania, warun-
ki pomiaru i wartoéci
graniczne komtrolowa-
nych parametréw

Podgrupa C7

Sprawdzenie wy- 5.3.8 - - - B - - S5-4; 1,0 Eyiomin warunki pomiaru i war-

trzymatosci na v tosci graniczne kontro-

zimno 1000 h lowanych parametrow

10/0G-GLEEC /98- Nd



cd. tabl. 3

Plany i warunki badan

Metoda
badania Poziom jakosci 1 Poziom jckosci 1] Poziom jakosci II1 Poziom jakosci 1V Dane wg arkusza
Rodzaj badania P¥g78/ e Pozicm Pozioi Poziom szczegdlowego
T 0-1—1" kontroli |Warunki badania | kontrol Warunki badania| kontroli Warunki badanial kontroli Warunki badania
BT i AQL i AQL i AQL
1 2 3 L 3 6 7 8 9 10 11
Podgrupa C8 warunki pomiaru i war-
Sprawdzenie wy- Sk 19 _ __ S-43 2,5 tstg — 5-4; 1,0 SO 5-43 1,0 tstg — toscl graniczne k?ntrolo-
trzymaltosci na 1000 h 1600 h 1000 h wanych parametrdéw
suche goraco
Podgrupa C9 polozenie elementu w
Sprawdzenie wy- & 317 . _ $-4; 1,5 2650 wnra _ _ ) ) czasie spadku, warunki
ranadet 5 pomiaru i wartosci gra-
spadki swobodne niczne kontrolowanych
parametrdw
Podgrupa C10
Sprawdzenie wy-: Do d S-4; 4,0 - S-4; 2,5 - 5-4; 1,5 - S-4; 1,0 - sprawdzane parametry
miardéw geometryczne
Tablica 4. Badania grupy D
sietad Plany i warunki badan
a -
MIetod® Mpoziom jakosci | Poziom jakoéci 11 |Poziom jakosci IIl | Poziom jakosci 1V
: : badania )
Rodzaj badania o Dane wg arkusza szczegdlowego
i S Poziom| Warunki | Poziom {Warunki | Poziom | Warunki | Poziom | Warunki
PN-78/ . a Ik : . K . : : 5
T-01515 kontroli| badania |[kontroli |badania ontroli| badania | kontroli| badania
i AQL i AQL i AQL i AQL
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Podgrupa D1
Sprawdzenie odpornoéci na niskie | 5.3.14 - - - - S-4;1,5§{ 300 hPa |S-4;1,5] 10 hPa temperatura narazania, warunki pomiaru i war-
ciénienie atmosferyczne tosct graniczne kontrolowanych parametréw
1)
Podgrupa D2
Sprawdzenie wytrzymalosci na 5.3.25]8-4; 4,0 - S-4; 4,0 - S-4;2,5 8-4;25 - rodzaj rozpuszczalnika
rozpuszczalniki

9
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cd, tabl. 4

1 2 3 4 =] 6 7 8 9 10 11
1
Podgrupa D3
Sprawdzenie palnosci 5.3.20 | 5-4; 4,0 - 5-4; 4,0 - S-44 25 - e S - rodzaj badania
2
Podgrupa D4
Sprawdzenie wytrzymaltosci na S C Wil - - - - S=ks 2,5 - S=#43 1,5 - stopienn dopuszczalnego wzrostu grzybdw ples-
plesn niowych, wymagania dotyczgce uszkodzen po-
wierzchniowych
o 2
Podgrupa D5 )
Sprawdzenie wytrzymaltosci na Do Bvdds - - - - S5-4;2,5] 2doby |S-4;1,5| 2 doby polozenie elementu w czasie badania, warunki
mgle solng : pomiaru i wartosci graniczne kontrolowanych
parametrow

1) Badania stosuje si¢ dla wyrobdw w obudowach plastykowych,

2) Badanie stosuje sie przy zamdwieniu wyrobdw w wykonaniu tropikalnym lub dla klimatu morskiego.

10/06-GLEC /98- N4a
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Tablica 5

Podgrupa badan

3

Bl, B3, B4, B35,
Ci,; €24 ©4, 5, CF,C8
D1, D5

B1, B3, B4, B5, B6,
Cl; ©2; C4, ©5; C6,CL
€8, €9, D1, D5

Cci, C6b, C8

Bl, B6,
€1, €2, €6, C8

B1,
Cc1, €2, C5
D1, D5

Oznaczenie Nazwa
parametru parametru
| &
U Napiecie
I wejSciowe
Przekladnia
CTR pradowa
U Napiecie
(010 wyjéciowe
I Wejsciowy prad
IR . wsteczny
Wyjséciowy prad
1 X
S uplywu
m Masa wyrobu

C3

INFORMAC]JE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca norme - Instytut Technolo-

gii Elektronowej przy Naukowo-Produkcyjnym Centrum

Péiprzewodnikéw, Warszawa, Al. Lotnikdw 32/46,

2. Normy zwigzane

PN-7;5/E-OASSO/ 15 Wyroby elekirotechniczne. Préby $ro-

dowiskowe. Proby Q - szczelnosé
PN-83/T-01504/00 Elementy pdlprzewodnikowe. Metody
pomiaru parametréw tranzystordw i diod. Postanowie-
nia ogdlne

PN-84/1-01500/04 Pétprzewodnikowe elementy optoelek-

froniczne. Terminologia

PN-78/T-01515 Elementy péiprzewodnikowe. Ogdélne wy-
magania 1 Lbadania

3. Symbol wg SWW - 1156-9,

4. Autor projektu normy - mgr inz, Ryszard Dzwon-
kowski - Naukowo-Produkeyjne Centrum Pélprzewodni-
kéw, Warszawa, ul. Komarowa 5,

5. Wartosci dopuszczalne., W arkuszu szczegdtowym
dla danego typu transoptora powinny byé podane dopusz-

-

czalne wartosci nastgpujgcych parametrow:

II - prad wejsciowy,

UIR - wejéciowe ndpiecie wsteczne,

UOO - napigcie wyjsciowe,

UOR - wyjéciowe napigcie wsteczne,

IO - prad wyjsciowy,

P,,, - moc catkowita,

UIO - napiecie stale izolacji,

lamp ~ temperatura otoczenia w czasie pracy,

Covg temperatura przechowywania.
Uwaga. W zalezno$ci od rodzaju,wyjscia transoptora
(fotodiodowe, fototranzystorowe itd.) w normach  przed-
miotowych nalezy podaé wartoéci dopuszczalne odpowied-
nich parametrow,
Dane te stanowig graniczne wartoéci obcigzen, ktdrych

nie mozna przekroczyé w eksploatacji transoptordw.

6. Parametry charakterystyczne, W arkuszu szczegd-
lowym dla danego typu transoptordw powinny byé podane
przy okreslonej temperaturze otoczenia transoptoréw na-
stepujgce parametry charakterystyczne:

UI - napigcie wejsciowe,
IIR - prad wejsciowy w.steczny,
UOO - napieclie wyjsciowe,
IS - wyjéciowy prad uplywu,
CTR - przekiadnia pradowa,
e - czas narastania impulsu wyjsciowego,
ty - czas opadania impulsu wyjéciowego,
CIO - pojemnosé wejscie-wyjscie,
gy prad uptywu izolacji,
m -~ masa wyrobu,

Uwaga. W zualeznodci od rodzaju wyjécia  transoptora

(fotodiodowe, fototranzystorowe itd.) w normach przed-

miotowych nalezy podaé¢ wartosci odpowiednich parametréw

charakterystycznych.

7. Dostawy elementdw o wysokiej jakoéci i bardzo wy-

sokiej jako$ci mogg by¢ realizowane po uzgodnieniu z 'pro-

ducentem wielkosci dostaw i po uzgodnieniu ceny.



